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O NAS

PIK Instruments od ponad 10 lat dostarcza klientom nowoczesne
technologie oraz urzadzenia badawcze | pomiarowych dla
naukowcow i profesjonalistow w przemysle. Oferujemy innowacyjne
rozwigzania oraz kompleksowa obstuge klienta, witaczajagc w to

wsparcie techniczne i konsultacje.

Dazymy do sukcesu naszych klientow poprzez pasje do technologii
I praktyczne podejscie do ich potrzeb. Posiadamy witasne
laboratorium z najnowoczesniejszym sprzetem do testow i analiz, co
pozwala nam dostarczacC rozwigzania na najwyzszym poziomie oraz
kompleksowa game ustug od doradztwa po serwisowanie, a takze

intuicyjny sklep internetowy.

Tomasz Kepinski
Prezes Zarzadu

tomasz.kepinski@pik-instruments.pl
Tel.: +48 512 893 995
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WIZJA

PIK Instruments sp. z 0.0. dgzymy do tego, aby stac sie

najbardziej rozpoznawalnym partnerem dla laboratoriow
naukowych i przemystowych w Polsce.
Firma chce byC symbolem innowacji, jakosci
| nNiezawodnosci w obszarze nowoczesnych technologii
badawczych.

() pikinstruments”

MISJA

PIK Instruments istnieje, aby wspierac rozwoj nauki, przemystu
| iInnowacji w Polsce poprzez dostarczanie nowoczesnych
narzedzi badawczych oraz kompleksowg obstuge laboratoriow.
Firma tgczy technologie, wiedze i pasje, by umozliwic¢ swoim
partnerom prowadzenie badan na najwyzszym swiatowym

poziomie.




STRUKTURA FIRMY

PIK tworzg trzy powigzane podmioty: PIK Instruments, odpowiadajacy za dystrybucje i serwis zaawansowanej aparatury badawczej,
PIK Metrology, specjalizujacy sie w ustugach pomiarowych i analizach materiatowych, oraz Micro-Shop, sklep internetowy z akcesoriami

do mikroskopii elektronowej. Razem tworza kompleksowg oferte tgczacag technologie, precyzje 1 dostepnosc, wspierajac nauke |

przemyst.

(=) pPIKINstruments”
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@ p'k I I l e I rO lo g y Laboratorium Materiatoznawcze PIK to miejsce, w ktérym innowacja spotyka

sie z precyzja. Dzieki nowoczesnemu zapleczu technologicznemu
| doswiadczonemu zespotowi ekspertow oferujemy kompleksowe ustugi
analityczne wspierajace kontrole jakosci, rozwoj produktow i optymalizacje
procesow przemystowych.

Nasza oferta obejmuje:

« mikroskopie i makroskopie swietlng m.in. analizy udziatu faz i czastek;
badanie topografii powierzchni;

« mikroskopie elektronowg skaningowga - tryb BSE, SE; mikroanaliza
sktadu chemicznego;

* preparatyke probek pod mikroskopie swietlng i elektronowa;
« pbadania czystosci techniczney.

Wyrdznia nas potaczenie nowoczesnej aparatury od marek ThermoFisher,
Leica, Bruker i Lamplan z krotkim czasem realizacji i intuicyjnym systemem
zamawiania ustug online. Naszym celem jest dostarczanie wiarygodnych
wynikow badan, ktore realnie wspierajg rozwoj technologiczny | produkecyjny
naszych klientow.

Jagoda Kaptur

Specjalista ds. Laboratorium i Sprzedazy

jagoda.kaptur@pik-instruments.pl
Tel.: +48 504 791 595
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M;CRO SHOP
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Micro-Shop to profesjonalny sklep internetowy oferujacy MiCRO SHOP

szeroki wybor akcesoridw i materiatdw eksploatacyjnych

i Mikroskopy

dla laboratoridw badawczych, uczelni oraz przemystu. SpRyLae W "
W jego asortymencie znajduja sie produkty wspierajace 4
mikroskopie, metalografie, biologie, chemie i inzynierie

Mmateriatowg - od narzedzi I wyposazenia stanowisk, ) | . ;
PO specjalistyczne materiaty do przygotowania i analizy DOSTEPNE W 48H

probek.

Prowadzony przez firme PIK Instruments sp. z 0.0, sklep

Mo
taczy fachowa wiedze z wygodna obstuga online, oferujac = CRO SHOP

mozliwos¢ generowania ofert, doradztwo techniczne oraz
wysoka jakos¢ potwierdzong certyfikatem ISO 9001.

Marta Janczak
-
25
W
& marta.janczak@pik-
2 instruments.pl
Tel.: +48 501 597 951

-

Szymon Markowski

Kierownik E-commerce Specjalista ds. logistyki

szymon.markowski@pik-

instruments.pl
Tel.: +48 514 091 352

() pikinstruments”



OFERTA

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Axia ChemiSEM - Peinowymiarowy mikroskop elektronowy

» Obrazowanie i analiza pierwiastkowa w jednym systemie SEM + EDS:

* tadowanie probek w zaledwie 2 minuty, szybki start pracy.

Phenom — desktopowe SEMy od Thermo Fisher Scientific: - Mozliwosé badania duzych prébek do 10 kg

. . . * Wysoka jakos¢ obrazow i danych bez skomplikowanej konfiguracii.
* Seria Phenom to kompaktowe (desktopowe) mikroskopy skaningowe,

tgczace wysoka jakosc obrazowania z intuicyjng obstuga i niewielkimi
wymaganiami przestrzennymi.

« Modele z gamy obejmuja rézne poziomy wydajnosci — od Phenom Pure
(rozwigzanie wejsciowe, < 15 nm) po Phenom Pro / ProX (zintegrowany EDS),
Phenom XL z duzg komorg probkowa (100 x 100 mm) oraz Phenom Pharos

. . . PHENOM XL G3 - Desktopowy mikroskop elektronowy
wyposazony w wysokorozdzielcze zrodto FEG.

» Najwieksza komora w klasie desktop SEM, do 100x100 mm

* Automatyczne tadowanie probek i analiza EDS

Dla tych, ktérzy cenig klasyczne “mikroskopy podtfogowe” i potrzebuja obstugi duzych 7 IO Wickszych probek i zaawansowanych badan
probek — proponujemy uktad Axia ChemiSEM. . . materiatowych

» Najszybszy SEM na rynku

Axia ChemiSEM to nowoczesny mikroskop skaningowy z unikalng funkcja ciagtej
analizy skfadu chemicznego - dane EDS sa zbierane automatycznie podczas
obrazowania, bez dodatkowych krokow.

Duza komora probkowa umozliwia badanie obiektow o masie do 10 kg i szybki PHENOM PHAROS - Jedyny na swiecie desktopowy
dostep dzieki ergonomicznej konstrukcji. System wyrdznia sie tatwoscig obstugi,
automatyzacja ustawien oraz wysoka rozdzielczoscig, co czyni go idealnym
narzedziem do materiatoznawstwa i analizy przemystowe;. « Rozdzielczosé ponizej 2 nm dzieki zrédiu emisji polowej (FEG)

mikroskop elektronowy FEG

» Doskonaty do probek wrazliwych na wigzke elektronow

« Kompaktowy i tatwy w uzyciu w laboratoriach badawczych

) Maciej Bazarnik

Specjalista ds. mikroskopii elektronowej

maciej.bazarnik@pik-instruments.pl
Tel.: +48 798114 612

» Dedykowany holder STEM do trybu transmisji

(=) pikinstruments” -



OFERTA

eLca PREPARATYKA

MICROSYSTEMS

Przygotowanie préobek jest warunkiem kluczowym do uzyskania
Nnajwyzszej jakosci obrazow mikroskopowych: zarowno w naukach
biologicznych, inzynierii materiatowe]j | przemysle.

Rozwigzania Leica Microsystems to nie tylko urzadzenia o najwyzszej
jakosci - to dedykowane workflow dla kazdej drogi mikroskopowej,
zaréwno transmisyjnym (TEM), skaningowej (SEM) jak i cryo, zachowujac
petng integracje pomiedzy kazdym proponowanym rozwigzaniem.

Jakosc rozwigzan Leica Microsystems wywodzi sie z jakosci takich
znanych marek jak Reichert czy Bal-Tec / Balzers.

tukasz Remez

Specjalista ds. preparatyki i
mikroskopii elektronowej
Tel.: +48 798 018 509
E-mail: lukasz.remez@pik-
instruments.pl

) pikinstruments®

Preparatyka SEM

Systemy dedykowane do napylania (Leica ACE200, Leica ACE60OQ), suszenia ‘
w punkcie krytycznym (Leica CPD), szlifowania | polerowania jonowego
(Leica TIC3X) czy mikropreparatyki (Leica TXP)

)

Preparatyka TEM

Preparatyka obejmujaca takie systemy jak ultramikrotomy
(Leica Enuity) , procesor tkankowy (Leica TP), trymer do
probek (Leica Rapid), tamarke do nozy szklanych Leica KMR3
czy system do automatycznego kontrastowania (Leica AC20)

Preparatyka cryo

Unikatowe techniki High Pressure Freezingu (Leica ICE), witryfikacji
probek (Leica GP2), ultramikrotomii cryo (Leica Enuity cryo), freeze
fracteringu (Leica ACE9O0O) czy transferu cryo (Leica VCT, Leica VCM)

1



OFERTA

Mikroskopy badawcze

. MIKROSKOPIA

e‘ca Mikroskopy badawcze, takie jak Leica DM6 M, stuzg do precyzyjnych analiz

g W I E T L N A materiatowych i metalograficznych. Zapewniaja wysoka rozdzielczosc,
doskonaty kontrast oraz mozliwosc¢ pracy w swietle odbitym i przechodzacym.

MICROSYSTEMS
Dzieki szerokim mozliwosciom konfiguracyjnym i bogatej] gamie akcesoriow,
Leica Microsystems to $wiatowy lider w dziedzinie mikroskopii i technologii mikroskopy te mozna dostosawac Go oz SRS
5 . ) J J | . dukui uzytkownika. Wykorzystywane sg w kontroli jakosci, analizie spoin, struktur
obrazowania. F|rma od ponad 175 lat opracQV\/UJe | pro u Uje. zaawansowane ziarna, powierzchni i defektow materiatowych.
mMikroskopy oraz instrumenty naukowe stuzgce do analizy mikro- i nanostruktur
W badaniach naukowych, oraz przemysle.

Znana z doskonatej precyzji optycznej, niezawodnosci i ciggtego dazenia
do innowacji, Leica Microsystems dostarcza rozwigzania dopasowane : Mikroskopy cyfrowe
do potrzeb uzytkownikow — od laboratoriow badawczych i przemystu

: _ Tt : : Cyfrowe mikroskopy Leica, takie jak Visoria, tacza zaawansowana optyke
potprzewodnikowego, po biotechnologie i nauki materiatowe.

Z Kamera wysokiej rozdzielczosci i intuicyjnym oprogramowaniem.
Umozliwiaja szybka dokumentacje i analize obrazu, zapewniajac komfort
| niezawodnosc pracy w przemysle.

Dzieki potaczeniu najwyzszej jakosci optyki, ergonomicznej konstrukgcji

oraz intuicyjnego oprogramowania, mikroskopy Leica umozliwiajg naukowcom
I inzynierom osigganie wyjatkowej doktadnosci, powtarzalnosci i efektywnosci
pracy.

Visoria wyroznia sie ergonomig, funkcjami kodowania (,encoded functions”) oraz
zoptymalizowanym oswietleniem, co czyni ja idealnym narzedziem do inspekcji,
Kontroli jakosci i badan w branzy elektronicznej, metalowej i polimerowe,].

Jarostaw Michatek Kacper Slaski

Specjalista ds. preparatykKi i
mikroskopii

Tel.: +48 798 440 227

E-mail: jaroslaw.michalek@pik-
instruments.pl

Specjalista ds. mikroskopii i metalografii
Tel.: +48 571 919 781

E-mail: kacper.slaski@pik-instruments.pl Mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopy stereoskopowe zapewniaja trojwymiarowy obraz o duzej
gtebi ostrosci, idealny do obserwacji struktur przestrzennych i
precyzyjnych prac manualnych. Stosowane w kontroli jakosci, montazu
elektroniki, analizie defektow, mikromanipulacji i preparatyce.
Ergonomiczne rozwigzania Leica umozliwiajg komfortowa, dtugotrwata
prace w inspekcji i produkcji

() pikinstruments” | @ 12
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Spektroskopia FT-IR,

BRUKER ET_NIR oraz RAMANA

Bruker Optics jest czescig miedzynarodowej grupy Bruker, specjalizujacej sie
wzaawansowanych urzadzeniach pomiarowych dla nauki, przemystu, badan
i kontroli jakosci.

Firma oferuje innowacyjne rozwigzania w zakresie spektroskopii w podczerwieni
(FT-IR), bliskiej podczerwieni (FT-NIR) oraz spektroskopii Ramana, dostarczajac
aparature zarowno do zastosowan rutynowych, jak i zaawansowanych badan
naukowych. Jej systemy znajduja zastosowanie w laboratoriach,

W Mmonitorowaniu procesow przemystowych czy w analizach terenowych.

Portfolio Bruker Optics obejmuje kompaktowe i przenosne spektrometry,
spektrometry badawczo-naukowe, urzadzenia procesowe, mikroskopy IR,
systemy do teledetekgji i analiz atmosferycznych, a takze rozwigzania
dedykowane branzy spozywczej, farmaceutycznej, materiatowej, polimerowej
i chemicznej.

Wiktor Tomala Alicja Duda

Kierownik Sprzedazy

Tel.: +48 793 877 877
E-mail: wiktor.tomala@pik-
instruments.pl

sprzedazy
Tel.: +48 503 932 121

) pikinstruments®

Specjalista ds. wsparcia aplikacyjnego i

E-mail: alicja.duda@pik-instruments.pl

. Spektroskopia FT-IR

Kompaktowe spektrometry takiej jak ALPHA Il umozliwiaja szybka weryfikacje
I identyfikacje nieznanych materiatow, idealny do kontroli jakosci w laboratoriach
przemystowych.

Systemy badawcze, INVENIO i spektrometry prézniowe Vertex oferuja szerokie
mozliwosci konfiguracyjne, pozwalajac na zaawansowane analizy materiatowe
I badania w laboratoriach R&D.3

Mikroskopy FT-IR, takie jak LUMOS Il umozliwiaja analize przestrzenna,
obrazowanie chemiczne oraz badanie materiatow i defektow, wspierajac
szczegotowa kontrole jakosci i badania materiatowe.

e =

Spektroskopia FT-NIR

Spektrometry kompaktowe, TANGO Il i MPA Il to uniwersalne systemy FT-NIR
do rutynowych analiz (QC/QA), kontroli jakosci i rozwoju metod analitycznych.

lli.e"?_:(-r

Prosta obstuga i modutowa konstrukcja zapewniajg szerokie mozliwosci

zastosowan.

Spektrometry procesowe, MATRIX-F Il i BEAM umozliwiaja bezposrednie
pomiary w reaktorach, rurociggach i na liniach produkcyjnych, zapewniajac
staty monitoring proceséw w czasie rzeczywistym.

Spektroksopia Ramana

Spektrometry przenosne i stacjonarne, takie jak BRAVO i MultiRAM
pozwalaja na szybka identyfikacje materiatow, kontrole jakosci oraz
Zaawansowane badania laboratoryjne.

Mikroskopy Ramana SENTERRA Il i seria NanoPhoton umozliwiaja
obrazowanie 2D/3D, analizy przestrzenne i chemiczne oraz badania
materiatow w wysokiej rozdzielczosci.

Spektrometry procesowe — seria Tornado pozwala na monitorowanie

reakcji i procesow przemystowych w czasie rzeczywistym, wspierajac

kontrole produkcji i procesow chemicznych.

13
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BRORER OES/XRF/CGA

Bruker AXS jest czescig miedzynarodowej grupy Bruker, specjalizujacej sie
W nowoczesnych systemach analitycznych opartych na technikach
rentgenowskich i spektrometrii emisyjnej, wspierajacych nauke, przemyst,
badania i kontrole jakosci.

Firma oferuje zaawansowane rozwigzania do analizy skladu chemicznego
I whasciwosci materiatdéw, dostarczajac aparature zarowno do szybkich analiz
rutynowych, jak i wymagajgcych badan laboratoryjnych.

Portfolio Bruker AXS obejmuje m.in. przenosne spektrometry fluorescencji
rentgenowskiej HH XRF, spektrometry optycznej emisyjnej spektroskopii OES,
a takze analizatory elemntarne CGA, umozliwiajace oznaczanie pierwiastkow
takich jak wegiel, siarka, tlen, azot, wodor oraz argon.

Rozwigzania Bruker AXS znajdujg zastosowanie w przemysle metalurgicznym,
lotniczym, motoryzacyjnym, energetycznym, geologicznym, w muzealnictwie,
w laboratoriach badawczo-rozwojowych oraz w jednostkach zajmujacych sie
kontrolg jakosci i analizg surowcow.

Mariusz Ogierman

Specjalista ds. spektroskopii
XRF, OES

Tel.: +48 797 559 241

E-mail: mariusz.ogierman@pik-
instruments.pl

) pikinstruments®

G8 GALILEO

Reczne spektrometry XRF

To przenosne urzadzenia do szybkiej i precyzyjnej analizy sktadu chemicznego
materiatow — zarowno w laboratorium, jak i w terenie. Idealnie sprawdzaja sie w
kontroli jakosci, identyfikacji stopow metali, powtok oraz materiatow recyklingowych.
Stosowane sa w nieniszczacej analizie sktadu metali, w recyklingu, przemysle
wydobywczym oraz badaniach geologicznych i konserwatorskich.

Reczne spektrometry, takie jak STTITAN 800 i Tracer 5g, umozliwiaja takze analize
urobkow, kopalin oraz zabytkdw muzealnych, zapewniajac szybkie i doktadne wyniki
w kazdych warunkach.

Spektrometry OES (Optical Emission Spectroscopy)

To precyzyjne urzadzenia do szybkiej analizy sktadu chemicznego stopow metali,
idealne do kontroli jakosci stali, aluminium, miedzi i innych metali
przemystowych. Spektrometry OES umozliwiaja doktadne oznaczanie
pierwiastkéw gtdwnych i sladowych, wspierajac petna weryfikacje materiatow

i kontrole procesow produkcyjnych. Stosowane sg w hutnictwie, odlewnictwie,
przemysle maszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym oraz w laboratoriach
badawczo-rozwojowych.

W ofercie znajduja sie zarowno kompaktowe modele, jak Q2 lon i Q4 Polo, jak
I zaawansowane systemy o najwyzszej doktadnosci — Q4 Tasman, Q6 Newton
oraz Q8 Magellan.

Analizatory elementarne CGA

To precyzyjne urzadzenia przeznaczone do szybkiej analizy zawartosci wegla, siarki,
tlenu, azotu i wodoru w materiatach statych, takich jak metale, stopy, mineraty

| ceramika. Stosowane sg w hutnictwie, odlewnictwie, przemysle metalurgicznym,
motoryzacyjnym, lotniczym oraz w laboratoriach badawczo-rozwojowych.

W ofercie znajduja sie:

G4 PHOENIX — analizator wodoru dyfundujacego w stalach.

G4 |ICARUS - analizator wegla i siarki w stopach metali | materiatach mineralnych.
G LEONARDO - kompaktowy analizator tlenu, azotu i wodoru metoda ekstrakcji
na goraco.

G8 CALILEO - zaawansowane urzadzenie do automatycznej analizy O/N/H w
materiatach statych, tgczace wysoka wydajnosc z elastycznoscia zastosowan.

14
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SPECTRUMA GDOES

ANALYTIK GMBH

Spektrometry z wytadowaniem jarzeniowym (Glow Discharge) firmy Spectruma® to
niezwykle precyzyjne i wydajne urzadzenia do analizy sktadu chemicznego stopow
metali oraz profilowej analizy warstw i powtok. Wysoka szybkos¢ gromadzenia
danych umozliwia badanie nawet nieprzewodzacych warstw, takich jak
nanometrowe tlenki, powitoki ochronne czy systemy wielowarstwowe. Modele
high-end wyposazone w szybkie detektory fotopowielaczowe (PMT) pozwalaja
analizowac warstwy o grubosci ponizej 100 nm z wyjagtkowag dokftadnoscia
I powtarzalnoscia.

Spectruma Analytik GmbH to niemiecki producent specjalistycznych systemow
spektrometrii emisyjnej z wytadowaniem jarzeniowym, obecny na rynku od ponad
35 lat. Firma jest pionierem w rozwoju technologii GD-OES (Glow Discharge Optical
Emission Spectrometry) | dostarcza rozwigzania stosowane w przemysle
metalurgicznym, motoryzacyjnym, elektronicznym, powitok ochronnych oraz
w laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Urzadzenia Spectruma® tacza wysokg czutos¢ analityczng, krétkie czasy pomiaru
I elastycznos¢ konfiguracji, dzieki czemu stanowig standard w analizie powierzchni
I struktur cienkowarstwowych.

Mariusz Ogierman

Specjalista ds. spektroskopii
XRF, OES

Tel.: +48 797 559 241

E-mail:
mariusz.ogierman@pik-
instruments.pl

) pikinstruments®

[ GDA750HR / GDA550HR

Modele GDA 750 HR i GDA 550 HR oferuja najwyzsza rozdzielczos¢ i czutosé,

umozliwiajac analize struktur wielowarstwowych z doktadnoscia do
nanometrow. Sa wykorzystywane w przemysle metalurgicznym,
elektronicznym i materiatowym, gdzie wymagana jest szczegdtowa kontrola
sktadu i grubosci warstw.

VARV
NNNNNNNNNANN,

NN

GDA650HR / GDA150HR

GDA G50 HR i GDA 150 HR to uniwersalne rozwigzania do szybkiej

i stabilnej analizy stopdw metali oraz powtok ochronnych. Model GDA
650 HR wykorzystuje wzbudzenie czestotliwoscia radiowa (RF), ktore
umozliwia analize materiatéw nieprzewodzacych, takich jak tlenki,
ceramika czy powtoki izolacyjne. Urzadzenia te idealnie sprawdzaja sie
w laboratoriach badawczo-rozwojowych i dziatach kontroli jakosci.

GDA Alpha

GDA Alpha to kompaktowy spektrometr (CD-OES) przeznaczony
do szybkiej i precyzyjnej analizy sktadu chemicznego metaliiich

stopow. t gczy wysoka czutoS¢ pomiarowa z prosta obstuga i niskimi
wymaganiami eksploatacyjnymi, co czyni go idealnym
rozwiagzaniem dla rutynowych analiz laboratoryjnych, kontroli
jakosci oraz zastosowan produkcyjnych.

15
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SCHNEIDER

G O DR. SCHNEIDER

MESSTECHNIX

Dr. Schneider Messtechnik od dziesiecioleci rozwija i produkuje zaawansowane systemy
bezkontaktowej metrologii optycznej i wielosensorowej, wykorzystywane w kontroli
jakosci, automatyzacji proceséw produkcyjnych oraz analizie wymiarowej w przemysle.

Dziekiintensywnym pracom badawczo-rozwojowym oraz unikalnemu know-how, firma
zdobyta pozycje jednego z globalnych lideréw w dziedzinie precyzyjnej technologii
pomiarowej. Systemy dr. Schneider fgczg innowacyjne rozwigzania optyczne, wysoka
doktadnosé oraz intuicyjng obstuge, umozliwiajac uzytkownikom szybka, powtarzalng

i W petni automatycznag analize nawet najbardziej ztozonych komponentdw.

Firma nieustannie doskonali swoje portfolio, dostosowujac je do rosngcych wymagan
przemystu oraz zapewniajac Najwyzsze standardy jakosci i niezawodnosci.

Jarostaw Michatek

Specjalista ds. preparatyki i
mikroskopii

Tel.: +48 798 440 227

E-mail: jaroslaw.michalek@pik-
instruments.pl

() pikinstruments®

Mateusz Wéjcik

Specjalista ds. Czystosci Technicznej
i Analiz Mikroskopowych

Tel.: +48 797 857 804

E-mail: mateusz.wojcik@pik-
instruments.pl

Mikroskop pomiarowy WM1

Nabiurkowy lub podtogowy mikroskop pomiarowy WMI
* Pomiary 2D i 2.5D - optyczne, laserowe oraz stykowe
Stoty robocze od 200x100 mm do 700x1500 mm
Wysoka precyzja pomiarowa oraz szeroki zakres powiekszen
Wysokos¢ probek do 200 mm
Elementy montazowe do ciezkich przedmiotow
Automatyczne tryby pomiarowe

Maszyna wspétrzednosciowa PMS

Wielosensorowa maszyna wspotrzednosciowa

Sonda skanujgca dla ciggtych pomiardéw stykowych

Automatyczne tryby pomiarowe

Pole robocze od 400x400 mm do 1200x1200 mm

Masa przedmiotu do 200 kg

Mozliwos¢ umieszczenia na poduszkach powierznych dla zwiekszenia amaortyzacji

Maszyna pomiarowa do bryt obrotowych WMM

» Btyskawiczny pomiar optyczny i stykowy elementdw
obrotowych

* Waty o dtugosci do 1200 mm | Srednicy do 200 mm
» Ciagty lub punktowy pomiar sondg stykowa
* Szybkie | precyzyjne rozwigzanie do pomiarow
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B... TECHNICZNA

Cleanpart ner

PIK Instruments oferuje kompletne wyposazenie do laboratoriow zaktadowych
zajmujacych sie analizg czystosci technicznej zgodnej z normami VDA 191, ISO 16232
oraz ISO 14644.

Wsrod systemow znajduja sie systemy do ekstrakcji czastek z detali oraz urzadzenia
analityczne do rozktadu i klasyfikacji zanieczyszczen. Mikroskopy swietlne zapewnia
kilkuminutowy skan membran z wyekstrahowanymi zanieczyszczeniami dajac dane
O rozmiarze oraz podziale czgstek na metaliczne, niemetaliczne | widkna.

Mikroskop SEM/EDX dostarczy dane o zrodle wystepowania czastek, dzieki
zastosowaniu technologii EDS.

W ofercie znajduja sie takze mobilne i stacjonarne analizatory resztkowych
Zanieczyszczen olejowych, zanieczyszczen w kapieli czy analizatory napiecia
powierzchniowego cieczy uzywanych do proceséw mycia.

Wszystkie te rozwigzania, umozliwiaja generowanie raportéw graficznych
I numerycznych oraz eksport wynikéw do plikéw Excel. Systemy charakteryzujg sie
modularnoscia, mozliwoscia pracy przy wielu probkach jednoczesnie oraz integracja
z liniami produkcyjnymi.

Ponadto oferowany sprzet wspiera kontrole czystosci w branzach wymagajacych
wysokiej czystosci powierzchni i spetnianie rygorystycznych norm przemystowych.

Mateusz Wijcik

Analiz Mikroskopowych

Tel.: +48 797 857 804

E-mail: mateusz.wojcik@pik-
instruments.pl

) pikinstruments®

Specjalista ds. Czystosci Technicznej i

Phenom ParticleX TC

Zaawansowany mikroskop elektronowy z przystawka EDS
» Poszukiwanie czastek od 500 nm

Klasyfikacja po rozmiarze i sktadzie chemicznym

Baza twardosci materiatdow

Najszybszy na swiecie petny skan membrany
Software zgodny z VDA 19.1i ISO 16232

Mozliwos¢ adaptacji programu i raportu do wymagan

Leica DM6 Cleanliness Expert

Badawczy mikroskop swietlny

0,8 pm wielkosc pixela na obiektywie 5x
Poszukiwanie czastek od 5 um

Klasyfikacja po rozmiarze oraz odblasku (polaryzacja)
W petni kodowany rewolwer

Zmotoryzowany stolik w XYZ

Software zgodny z VDA 19.1i ISO 16232

Mozliwos¢ adaptacji programu i raportu do wymagan

DSS3 CleanPartner

Stacja do ekstrakcji zanieczyszczen na mokro

» Podwadjna filtracja rozpuszczalnika

+ Podwadjna filtracja powietrza wlotowego
Ksztatt komory ze stali nierdzewnej minimalizujacy kontaminacje
Kaskada na 3 membrany
3 rézne metody ekstrakcji mokrej (natrysk, ptukanie, ultradzwieki)
Blank 25 um
Automatyczne sptukiwanie scianek
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LAM | METALOGRAFIA

NG

Lamplan to ceniony dostawca kompletnych rozwigzan do metalografii, oferujacy

niezawodne urzadzenia oraz szerokg game materiatow zuzywalnych. Maszyny firmy

wyrozniajg sie precyzjg i solidnoscig wykonania, a materiaty zuzywalne — wysoka

trwatoscig, konkurencyjna ceng i gwarancjg powtarzalnych wynikow preparatyki.

W naszej ofercie znajduja sie praski do
inkludowania oraz przecinarki
i szlifierko-polerki, dostepne zarowno
W wersji mManualnej, Jjak
I automatycznej. Oprocz dostarczania
niezawodnych urzadzen I materiatow
zuzywalnych doradzamy takze przy
tworzeniu optymalnych plandw
preparatyki  metalograficznej, aby
zapewnic Najwyzsza jakosc
I powtarzalnosc wynikow.

=)

=
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Mateusz Wéjcik

Specjalista ds. Czystosci Technicznej i

Analiz Mikroskopowych

Tel.: +48 797 857 804

E-mail: mateusz.wojcik@pik-
instruments.pl

instruments.pl

BaARRUS

MATERIALS TESTING SYSTEMS

MASZYNY

WYTRZYMALOSCIOWE

Barrus dostarcza wysokiej jakosci maszyny wytrzymatosciowe i twardosciomierze, ktore tgcza

precyzje testow z przystepna cena. Firma oferuje uniwersalne urzadzenia, tatwe w obstudze i

zgodne z miedzynarodowymi normami.

Maszyny wytrzymatosciowe Barrus RED oferujg
wyjatkowa precyzje i elastycznosc, umozliwiajac
przeprowadzanie szerokiego zakresu testow
mechanicznych — od rozciggania po Scinanie —

zgodnie z normami EN, ISO i ASTM.

Twardosciomierze Barrus zapewniajg szybkie,
niezawodne | precyzyjne pomiary twardosci,
automatyzujac proces testowania i umozliwiajac
tatwag konwersje wynikow miedzy skalami, co czyni
je idealnym rozwigzaniem dla wymagajgcych

aplikacji

h Kacper Slaski

P" Specjalista ds. mikroskopii i
‘\ ' metalografii

Tel.: +48 571 919 781
E-mail: kacper.slaski@pik-

BaRRUS i
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Analizatory
mikroskopowe

C ™)
BROKER
(>

Firmma Bruker dostarcza zaawansowane systemy analityczne do charakteryzaci

materiatow w mikroskopii elektronowe].

W ofercie znajduja sie m.in. rozwigzania z zakresu spektroskopii dyspersji energii (EDS)
dla mikroskopow SEM i TEM, oparte na innowacyjnych detektorach, takich jak
FIatQUAD (SEM) czy XFlash® 7T1000oval (TEM).

Bruker oferuje takze technologie dyfrakcji wstecznie rozproszonych elektronéw (EBSD)
z ultranowoczesnym detektorem eWARP oraz spektroskopie dyspersji dtugosci fali

(WDS).

Uzupetnieniem portfolio jest analiza mikrofluorescencji rentgenowskiej (micro-XRF) na

SEM, zapewniajgca jeszcze szersze mozliwosci badan materiatowych.

ﬂ tukasz Remez
&:%=

v Specjalista ds. preparatyki i
) mikroskopii elektronowej
Tel.: +48 798 018 509

E-mail: lukasz.remez@pik-
instruments.pl

() pikinstruments”
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Akcesoria mikroskopowe

Od ponad dekady Protochips jest pionierem w dziedzinie rozwigzan mikroskopii
elektronowej in-situ, otwierajac nowy wymiar jakosci obserwacji w cieczy (Poseidon AX),
W cieczy ze stymulacjg temperaturowa (Triton AX) w otoczeniu gazowym (Atmosphere

AX), czy warunkach grzewczo — polaryzacyjnych (Fusion AX)

IMINA TECHNOLOGIES - Szwajcarski producent rozwigzan do charakteryzacji prébek pod
mikroskopami optycznymi i skaningowymi. Najnowoczesniejsze produkty i wysoka jakosc
ustug pozycjonuja firme jako jednego z liderodw na rynku urzadzen do badan

potprzewodnikow w zakresie nanoprobingu i analizy uszkodzen elektrycznych.

Od 1995 roku firma Kammrath & Weiss tworzy specjalistyczne rozwigzania dla mikroskopii.
Kazdy produkt jest unikalny i dostosowany do potrzeb klienta i ponad 30-letnie
doswiadczenia sprawia, ze firma K&W stata sie liderem w obszarze badan materiatowych,
badan temperaturowych, stolikow specjalistycznych | manipulatorow. Co wazne: wszystko

w srodowisku obserwacji mikroskopowych.

ﬂ tukasz Remez

v Specjalista ds. preparatyki i
I\ mikroskopii elektronowej
Tel.: +48 798 018 509

E-mail: lukasz.-remez@pik-
instruments.pl

() pikinstruments”

Y Protochips

IMINA\

TECHNOLOGIES

Kammrath & |
Weiss GmbH 7
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Akcesoria
mikroskopowe

delmic

Delmic to holenderska firma high-tech z Delft, tworzaca zaawansowane, ale przyjazne w
obstudze systemy do mikroskopii elektronowej. Firma dziata na styku nauk przyrodniczych
I materiatowych, oferujac narzedzia, ktore upraszczajg ztozone procesy badawcze
I przyspieszaja uzyskiwanie wynikow.

W obszarze nauk przyrodniczych Delmic wspiera m.in. przeptywy pracy zwigzane
Z kriotomografig elektronowy, korelacyjng mikroskopig $Swietlng i elektronowg oraz
mikroskopig elektronowag do rekonstrukcji 3D.

W dziedzinie analizy materiatow dostarcza rozwigzania umozliwiajace badanie wtasciwosci
mMateriatow w skali nanometrycznej, szczegolnie przy uzyciu techniki katodoluminescencji.

Misjga Delmic jest automatyzacja mikroskopii elektronowej - tak, aby byta ona jak
Nnajprostsza w obstudze i jak najszerzej dostepna, bez utraty precyzji i jakosci badan.

,
delmic

Warto wspomniec o FAST-EM - unikalnym mikroskopie elektronowym z 64 rownolegtymi
wigzkami, ktory stanowi przetom w szybkosci | wydajnosci rekonstrukcji 3D. .

tukasz Remez

v Specjalista ds. preparatyki i
0 mikroskopii elektronowej
Tel.: +48 798 018 509

E-mail: lukasz.remez@pik-
instruments.pl
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Akcesoria mikroskopowe

Zespot ekspertow w dziedzinie krystalografii, ktory jako pierwszy skomercalizowat system do precesji wigzki (precession electron diffraction
PED). Firma opracowata tez metode ASTAR-mapowanie orientacji i faz w materiale na poziomie nanometrycznym (1-5 nm), oferujac rowniez

narzedzia do pomiaru odksztatcen (strain mapping) z bardzo wysokg czutoscig oraz metody analizy struktury krysztatdw organiki i
materiatow amorficznych.

NanoMEGAS

Od 2002 roku firma ibss Group, Inc. produkuje i dostarcza urzagdzenia do czyszczenia powierzchni i eliminacji “ ®
4
zanieczyszczen w mikroskopii elektronowej, m.in. plasma cleanery dla TEM/SEM. Ich produkty pozwalaja 4
Na przeprowadzenie czyszczenie zarowno in-situ jak ex-situ. :
Group, Inc.
~\ tukasz Remez
- -

9 Specjalista ds. preparatyki i
\} mikroskopii elektronowej
Tel.: +48 798 018 509

E-mail: lukasz.remez@pik-
instruments.pl

() pikinstruments”
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WSPARCIE SERWISOWE
| APLIKACYJNE

Realizujemy instalacje, szkolenia, przeglady, kontrakty serwisowe, naprawy

gwarancyjne i pogwarancyjne.

Nasi pracownicy posiadajg wieloletnie doswiadczenie w obstudze i naprawie
oferowanych przez nas urzadzen, a takze cechy personalne, pozwalajace na

efektywna prace w zespole, oraz bezposrednio z klientem.

Nasi serwisanci odbyli specjalistyczne szkolenia bezposrednio w siedzibach
producentdw sprzetdw, posiadajg niezbedna wiedze, dokumentacje techniczna
oraz specjalistyczne urzagdzenia i narzedzia wykorzystywane w pracach

naprawczych.

Wojciech Kotakowski Mikotaj Szulerowicz

Specjalista ds. Serwisu

Tel.: +48 696 030 803

E-mail: mikolaj.szulerowicz@pik-
instruments.pl

Specjalista ds. Serwisu

Tel.: +48 571 241 892

E-mail: wojciech.kolakowski@pik-
instruments.pl

(=) pikinstruments®

Mateusz Gostkowski

Specjalista ds. Serwisu

Tel.: +48 517 916 729

E-mail: mateusz.gostkowski@pik-
instruments.pl

Ireneusz Grochowski

Specjalista ds. Serwisu

Tel.: +48 516 041106

E-mail: ireneusz.grochowski@pik-
instruments.pl
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PIK Instruments Sp. z o.0.

ul. Zrédlana 9

05-090 Laszczki

+48 22 726 74 96

NIP: 123-137-79-98
kontakt@pik-instruments.pl

pIKINstruments®

ODWIEDZ
NASZA STRONE:
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